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SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: /4y listopada 2017 r. Nr $wiadectwa:  1.4-143.4180.85.2017.4053.1 Strona: 1/3
PRZEDMIOT Wzorzec chropowatosci powierzchni firmy Mitutoyo typ 178-601 oznaczony numerem
WZORCOWANIA seryjnym 433846.

ZLECENIODAWCA Elektropol-r Janowski Sp. j.
ul. Wagonowa 14
53-609 Wroctaw

METODA Metoda wzorcowania podana w Instrukcji wzorcowania wzorcéw geometrycznych (np. ISO

WZORCOWANIA 5436-1 typ C) za pomoca profilometru, numer systemowy IW41-LDM, wyd. 7
z13.11.2015 r.

WARUNKI Pomiary wykonano w temperaturze otoczenia (19,8 = 20,1) °C

SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA 22 listopada 2017 r.

POMIAROW

SPOINOSC Wyniki wzorcowania wzorca chropowatosci zostaly odniesione do wzorca glebokosci

POMIAROWA nieréwnosci GUM (typ A2 wg ISO-PN 5436-1), nr 088227, posiadajacego $wiadectwo
wzorcowania PTB (Niemcy), poprzez zastosowanie przyrzadu stykowego, nr inw.
011-02501.
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Ninigjsze swiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosci. Nie jest wazne bez podpiséw i pieczeci.
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IADECTWO WZORCOWANIA wykonanego przez Pracowni¢ Precyzyjnych Pomiarow Geometrycznych

Samodzielnego Laboratorium Dhugosci w Glownym
Urzedzie Miar

Data wydania:2 4 listopada 2017 r. Nr swiadectwa:  [4-143.4180.85.2017.4053.1 Strona: 2/3
NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostata wyznaczona zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku
POMIARU GUM. Podane wartoéci niepewnosci stanowia niepewno$¢ rozszerzona przy
prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95 % i wspolczynniku rozszerzenia k = 2.
Warto$ci parametréw: Ra oraz Ry wzorca okre$lono za pomoca profilometru stykowego,
WYNIKI G B : Ieat
WZORCOWANIA stosujac czujnik pomiarowy bez §lizgacza, z ostrzem odwzorowujacym o promieniu
zaokraglenia r = 2 pm. Wartosci parametréw okre$lono dla profilu zmodyfikowanego przy
zastosowaniu filtru 2RC (wg PN-M-04251:1987), Ir = cut-off = 0,8 mm; /n = 4,0 mm
(szeroko$¢ pasma 300:1); filtru Gaussa (zgodnie z wymaganiami producenta),
Ir=cut-off=25 mm; In = 12,5 mm (szerokos¢ pasma 300:1); filtru Gaussa
(wg PN-EN ISO 4288:2011), Ir = cut-off = 0,25 mm; /n = 1,25 mm (szeroko$c¢
pasma 100:1).
Stan og6lny: zarysowana powierzchnia pomiarowa wzorca.
Warto$ci zmierzone Niepewnosé
Wartos¢ parametru Odchylenie Y
wyznaczenia
Lp. 0znaczona na 35 : standardowe i
Wartos¢ srednia parametru wartosci
wzorcu eksperymentalne s
S parametru
‘ (k=2)
Ra=2921 ym
! (dla filtru 2RC; /r = 0,8 mm) 0,002 pm 0,081 pm
_ Ra =2,874 um
2 | Ra=297pm (dla filtru Gaussa; /r = 0,25 mm) 0,003 pm 0,081 pm
Ra=12922 ym
¢ (dla filtru Gaussa; /r = 2,5 mm) 0,002 pm 0,081 pm
Ry=925um
4 (dla filtru 2RC; Ir = 0,8 mm) 0,02 ym 0,23 pm
k= Ry =9,09 um
> Ry=9.4 ym (dla filtru Gaussa; /r = 0,25 mm) 0,04 pm 0,24 pm
Ry =925 um
6 (dla filtru Gaussa; /r = 2,5 mm) 0,01 pm 0,23 pm
Sprawdzil(a):
~ KIEROWNIK
2 Pracowni Precy Zyjnvei
romiarow Geometrycz;

?{h i/ ﬂ;crh Lu/C/

Piotr S¢ sinowsk;
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Glowny Urzqd Miar (GUM) realizuje zadania wynikajqce z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
Jest instytuciq najwyzszej rangi w dziedzinie metrologii w Rzeczypospolitej Polskiej jako tzw. krajowa instytucja
metrologiczna.

Podstawowym celem dzialalnosci Gléwnego Urzedu Miar jest zapewnienie jednolitosci miar i wymaganej dokladnosci
pomiarow wielkosci fizyeznych w Rzeczypospolitej Polskief oraz ich powigzania z migdzynarodowym systemem miar.

Glowny Urzqd Miar, jako krajowa instytucja metrologiczna jest Zrédlem, od ktérego akredytowane laboratoria
wzorcujgce wywodzq swojq spéjnosé pomiarowq. Nadrzedna rola krajowej instytucji metrologicznej potwierdzona jest
w miedzynarodowym dokumencie ILAC-P10:01/2013 ,, Politvka ILAC dotyczgca spdjnosci pomiarowej wynikow
pomiarow” oraz w dokumencie DA-06 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji pt. , Polityka dotyczgca
zapewnienia spojnosci pomiarowej”. Wzorce GUM, do ktorych sq odnoszone wyniki wzorcowan (informacja o
spojnosci pomiarowej zamieszczona na pierwszej stronie Swiadectwa) sg powigzane z wzorcami laboratoriow
europejskich i Swiatowych  krajowych instytucji metrologicznych poprzez udzial we wzajemnych poréwnaniach
wzorcow lub/i poprzez wzorcowania przeprowadzone w tveh laboratoriach.

Laboratoria wzorcujgce GUM majg wdrozony system jakosci zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
. Ogélne wymagania dotyczqee kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujgeych”.

GUM jest sygnatariuszem migdzynarodowego ,, Porozumienia o wzajemnym uznawaniu panstwowych wzorcow
Jednostek miar oraz swiadectw wzorcowania i Swiadectw pomiaréw wydawanych przez krajowe instytucje
metrologiczne”, zawartego pod auspicjami Migdzynarodowego Komitetu Miar (tzw. CIPM MRA).

Dane dotyczqce zdolnosci w zakresie wzorcowania i pomiaréw (CMCs) sq zawarte w Dodatku C do CIPM MRA.
Niniejsze swiadectwo spelnia wymagania CIPM MRA, w szczegdlnosci zapisow w Dodatku C. W ramach CIPM MRA
wszystkie uczestniczqce instytucje uznajg waznosé swiadectw wzorcowania i $wiadectw pomiaru wystawianych przez
innych sygnatariuszy, w odniesieniu do wielkosci, zakreséw i niepewnosci pomiaréw wymienionych w Dodatku C
(szczegoly patrz: www.bipm.org).




